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QWP測定結果：	
Normalized	振幅と位相スペクトルを確認	
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SiO2測定	
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P-S phase difference	 Experimental result	



P偏光：	 S偏光：	



まとめ	

•  産総研との共同実験でデュアル光コムエリプ
ソの原理を検証した	  

•  位相差(D)はほぼ理論値と一致しているが、
振幅比角(Y)は誤差がある	


